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EUT   Denominazione della 
prova  Norma / metodo Caratteristiche 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Prova di immunità a 
transitori/treni elettrici 
veloci  
EFT/BURST 

EN 61000-4-4 (2006) 
Par. 7.2.2.1  
Par. 7.2.2.3  

Test Port: power - earth  
Test Level: 0.5kV – 4kV 
Test outside camera 
 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Prova di immunità ad 
impulso  
SURGE 

EN 61000-4-5 (2007) 
Par. 7.2  

Test port: power line 
Test Level: 0.5 – 4kV 
Prova outside camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Prova di immunità ai 
campi magnetici a 
frequenza di rete  

EN 61000-4-8 (1997)  Test level: up to 500A/m 
Test outside camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Prove di immunità a 
buchi di tensione, 
brevi interruzioni e 
variazioni di tensione  
PQT 

EN 61000-4-11 (2006) 
Par. 5.1  

Test port: power line 
Test level: 0%Ut, 40%Ut, 
70%Ut, 80%Ut 
Test outside camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Prove di immunità a 
scarica elettrostatica  
ESD 

EN 61000-4-2 (1996)  Test port: enclosure 
Test Level: up to 30kV 
Test outside camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Limiti e metodi di 
misura delle 
caratteristiche di 
radiodisturbi degli 
apparecchi industriali, 
scientifici e medicali 
CE 

EN 55011 (1999)  Test port: power line  
Frequency range: 0.15 – 30MHz 
Test outside camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Limiti e metodi di 
misura delle 
caratteristiche di 
radiodisturbo prodotto 
dagli apparecchi della 
tecnologia 
dell'informazione  
RE 

EN 55022 (1999)  Test port: enclosure 
Frequency range: 30-1000MHz 
Test in camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Prova di immunità ai 
disturbi condotti, 
indotti da campi a 
radiofrequenza. 
CI 

EN 61000-4-6 (1997)  
Par. 6.2.2.1: injection 
with CDN 

Test port: power line 
Frequency range: 150kHz -
230MHz 
Test in camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Prova di immunità sui 
campi irradiati a 
radiofrequenza  
RI 

EN 61000-4-3 (2007)  Test port: enclosure 
Frequency range: 80-1000MHz 
Test in camera 
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Dispositivi 
Elettrici/Elettronici  

Misura delle Emissioni 
elettromagnetiche –  
Test di immunità  

Direttiva 2004/104/CE   Applicazione Norme 
Armonizzate 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici per 
Applicazioni 
Veicolistiche  

Limits and methods of 
measurement of radio 
disturbance 
characteristics for the 
protection of receivers 
used on board 
vehicles and devices  

EN 5505 (2003) 
Conducted emissions 
from component  
Paragraph 6.2 Test 
method: Voltage 
measurements.  

Test port: enclosure 
Frequency range: 0.15 - 
108MHz 
Test in camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici per 
Applicazioni 
Veicolistiche  

Road vehicles. 
Electrical transient 
conduction along 
supply lines only  

ISO 7637-2 (2004)  
Electrical disturbance 
from conduction and 
coupling. 

Test port: supply lines  
Test pulse: 1-2a-2b-3a-3b-4-5a-
5b 
Test outside camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici per 
Applicazioni 
Veicolistiche  

Road vehicles. 
Electrical disturbance 
by conduction and 
coupling. Vehicles 
with nominal 12V or 
24V supply voltage   

ISO 7637-3 (2007)  
Electrical transient 
transmission by 
capacitive and 
inductive coupling 

Test port: lines other than 
supply 
Test pulse: a - b 
Test outside camera 

Dispositivi 
Elettrici/Elettronici per 
Applicazioni 
Veicolistiche  

Road vehicles. 
Component test 
methods. Part 4: Bulk 
Current Injection 
(BCI)  

ISO 11452-4 (2005)  
Par. 8.2.2: closed loop 
method 

Test port: EUT harnesses 
Test level: up to 300mA 
Test in camera 

Dispositivi Elettronici 
per Applicazioni 
Veicolistiche  

Road vehicles. 
Electrical disturbance 
by narrowband 
radiated 
electromagnetic 
energy  
(RI) 

ISO 11452-2 (1995) 
Component test 
methods. Part 2 : 
Absorber-lined 
chamber  

Test port: enclosure 
Frequency range: 400-
2000MHz 
Test level: up to 200V/m  
Test in camera 

Unità 
Elettriche/Elettroniche  

Metodi di misura delle 
Emissioni 
elettromagnetiche a 
Banda Larga e a 
Banda stretta irradiate 
dalle unità 
Elettriche/Elettroniche  

Direttiva 2004/104/CE   Annex VII 
Annex VIII 

Unità 
Elettriche/Elettroniche  

Metodi di prova 
dell'Immunità delle 
unità 
Elettriche/Elettroniche 
ai campi 
elettromagnetici  

Direttiva 2004/104/CE   Annex IX 
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Veicoli e Dispositivi 
Elettrici/Elettronici per 
Applicazioni 
Veicolistiche  

Road vehicles. Test 
methods for electrical 
disturbances from 
electrostatic 
discharge  

ISO 10605 (2007)  Test port: enclosure 
Test level: up to 30kV  
Test outside camera 

Veicoli a motore a 
due/tre ruote 

Metodi di misura della 
radiazione 
elettromagnetica – 
Metodi di prova 
dell’immunità  

Direttiva 97/24/CE   Annex I, II, III, IV, V, VI, VII 

 
 
NOTA: possibilità di prove personalizzate secondo spe cifici Capitolati Automobilistici 
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1. Rete di stabilizzazione di impedenza LISN monofase conforme ISO 7637 (1 kHz – 100 
MHz) 5 mH/50 W con controllo in remoto da parte del ricevitore 
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Sono tutte demandate al sistema compatto MODULA 6100 – 2X di produzione 
SCHAFFNER con rete di accoppiamento mono e trifase che include: 
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Antenna a spira 1m x 1m (2 polarizzazioni) controllata da un generatore di campo magnetico. 
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